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Introdugédo

Este trabalho teve como objetivo a analise da confiabilidade metrologica de um sistema otimizado
para leituras em microscopios. O sistema de otimizagdo proposto por Prado, baseou-se no
acoplamento de uma cdmera com sensor CCD(Charge Coupled Device) Watec Wat 902 A preto e
branco- e com média resolugdo ao visor Optico do microscopio, que conectados a um monitor —
Hitachi Profissional preto e branco — de imagem , possibilita uma melhor visualizagdo das leituras
dos valores obtidos na escala do microscopio.

Metodologia

Blocos padrdo com dimensdes variando de 5 a 100 mm- incrementos de 5 mm-foram mensurados
em distintos sistemas de medi¢ao(maquina tridimensional, microscopio convencional e otimizado)
prev1amente calibrados . A calibragdo do microscépio convencional e otimizado foi executada com
uma régua graduada de vidro como referéncia e a calibrac@o desta régua foi executada com um laser
interferométrico como referéncia. A calibragdo da tridimensional utilizou blocos padrio como
referéncia.

A ﬁgura 1 a seguir mostra a planilha utilizada na cahbra(;ao e no calculo das incertezas:

PLANLHA PARA SALCULS DE HCERTEZAS
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Figura l—i’lanilha utilizada na calibrag:éo e no calculo das incertezas
Equipamentos utilizados

As figuras 2 e 3 mostram os equipamentos utilizados na pesquisa:
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Figura 2- Microscopio convencional e
otimizado

Resultados

A figura 4 resume os resultados obtidos com as medigdes nos diferentes sistemas de medigao :
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Figura 4 — Grafico com as incertezas nos trés sistemas de medigao considerados

Chegamos a conclusdo que o sistema otimizado por Prado apresenta uma maior confiabilidade
metrologica se comparado com o sistema de medigdo baseado no uso do microscopio
convencional. Porém, em relacdo ao sistema baseado no uso da tridimensional, o sistema
otimizado por Prado ndo se mostrou totalmente mais confidvel. Acredita-se que tal fato se deva
a média resolugdo do monitor acoplado a camera, e que esta mesma resolugdo teve forte
influéncia no momento de executar a referéncia da pega com a referéncia da escala do
microscopio.
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